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摘要(译)

可以理解在每个关注坐标处的时间变化，该时间变化在空间上固定在通
过发送和接收超声波获得的多个时间相位的帧数据中。 跟踪处理器在多
个时间轴上在空间上固定在帧数据中的多个关注坐标中的每个关注坐标
处得出时间变化量。 跟踪处理器还基于每个感兴趣位置附近的每个感兴
趣坐标的时间变化量，得出每个感兴趣位置的空间移动量。 此外，跟踪
处理器在跟踪时段中在多个时间阶段中针对每个时间阶段导出每个关注
站点的空间移动量，并基于移动量来跟踪跟踪周期中每个关注站点的运
动。 为每个时间阶段导出。
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